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Révision de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI et du
CISPR est constamment revu par la Commission et
par le CISPR afin qu'il refléte bien I'état actuel de la
technique.

Les renseignements relatifs a des questions a I’étude
et des travaux en cours entrepris par le comité
technique qui a établi cette publication, ainsi que la
liste des publications établies, se trouvent dans les
documents ci-dessous:

e Site web de la CEI"

* Catalogue des publications de la CEI
Publié annuellement et mis a jour
mensuellement
(Catalogue en ligne)*

* iec e-tech
Disponible a la fois sur le site web de la CEI*
et comme périodique imprimé

Terminologie utilisée dans la présente
publication

Seuls sont définis ici les termes spéciaux se
rapportant a la présente publication.

En ce qui concerne la terminologie généra
lecteur se reportera a la CEl 60050: Vocab
Electrotechnique International (VEI), qui est

sujet défini, I'Index général étan publle sepa s
Des détails complets sur le V
sur demande.

Pour les termes

Les symboles et
publication ont été 3¢
CEI 60617, soit spécifiquement approuvés aux fins de
cette publication.

* Voir adresse du site web sur la page de titre.

Revision of this publication

The technical content of IEC and CISPR publications
is kept under constant review by the IEC and CISPR,
thus ensuring that the content reflects current
technology.

Information on the subjects under consideration and
work in progress undertaken by the technical
committee which has prepared this publication, as
well as the list of publications issued, is to be found at
the following IEC sources:

« |EC web site*

« Catalogue of IEC publi
Published yearly with
(On-line catalogue

e iec e-tech
Available pot

readers are referred to

or terms on radio interference, see Chapter 902.

Graphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols and signs
approved by the IEC for general use, readers are
referred to IEC 60027: Letter symbols to be used
in electrical technology and |IEC 60617: Graphical
symbols for diagrams;

The symbols and signs contained in the present
publication have either been taken from IEC 60027 or
IEC 60617, or have been specifically approved for the
purpose of this publication.

* See web site address on title page.


https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iec/d093be1f-d87d-42b1-b09e-3ab1421edb78/cispr-16-4-2002

COMMISSION CISPR
ELECTROTECHNIQUE 16-4
INTERNATIONALE

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL Premi{are éd!t!on
COMMISSION " 2002.05

COMITE INTERNATIONAL SPECIAL DES PERTURBATIO ADIOELECTRIQUES
INTERNATIONAL SPECIAL COMMITTEE ON RADIO INTERFERENCE

des appareils

adioélectriques et
s radioélectriques —

o‘disturbance and immunity
and methods -

[ IEC 2002 Droits de reproduction réservés [0 Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut étre reproduite ni  No part of this publication may be reproduced or utilized in any
utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, form or by any means, electronic or mechanical, including
électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les  photocopying and microfilm, without permission in writing from
microfilms, sans I'accord écrit de I'éditeur. the publisher.

International Electrotechnical Commission, 3, rue de Varembé, PO Box 131, CH-1211 Geneva 20, Switzerland
Telephone: +41 22 91902 11 Telefax: +41 22919 03 00 E-mail: inmail@iec.ch Web: www.iec.ch

CODE PRIX R
Commission Electrotechnique Internationale PRICE CODE
International Electrotechnical Commission

MexayHapoaHas dnekTpoTexHudeckaa Komuccus . . )
AyHapon P Pour prix, voir catalogue en vigueur

For price, see current catalogue



https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iec/d093be1f-d87d-42b1-b09e-3ab1421edb78/cispr-16-4-2002

-2- CISPR 16-4 O CEI:2002

SOMMAIRE
AV ANT P RO P O ... e 4
1 Domaine d'appliCation . ... ... e 6
REfEIrENCES NOIMALIVES ...t e 6
DEFINItIONS €1 SYMDOIES ..o e e 6
3.1 SYMDOIES GENEIAUX ..ouiititiiie e e 8
3.2 Valeurs mesurées (MeSUIANAES) ......couiiuiiiiiiei e e e e e e 8

3.3 QUANTES BN BNIMEE ..ce it T T e e
4 Incertitude de mesure de l'instrumentation
4.1
4.2

4.3
4.4


https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iec/d093be1f-d87d-42b1-b09e-3ab1421edb78/cispr-16-4-2002

CISPR 16-4 O IEC:2002 -3-

CONTENTS
O L L @ 1 I PP 5
S ToTo ] o 1P 7
2 NOIMALIVE FEIEIENCES ...ttt et et e e e e e eaeees 7
Definitions and SYMDOIS ... ... 7
3.1 GENEral SYMDOIS .ot 9
3.2 MBASUIANAS .ot 9

3.3 INPUL QUANTITIES ... T e e e
4  Measurement instrumentation uncertainty

4.1 Overview
4.2 Quantities to be considered for conducted disturbance mes

4.3 Quantities to be considered for disturbance powerwea
4.4 Quantities to be considered for radiated disturba

Annex A (informative) Basis for U v

cispr

Bibliography........coooiiiiiii


https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iec/d093be1f-d87d-42b1-b09e-3ab1421edb78/cispr-16-4-2002

—4— CISPR 16-4 O CEI:2002

COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
COMITE INTERNATIONAL SPECIAL DES PERTURBATIONS RADIOELECTRIQUES

SPECIFICATIONS DES METHODES ET DES APPAREILS
DE MESURE DES PERTURBATIONS RADIOELECTRIQUES ET
DE L'IMMUNITE AUX PERTURBATIONS RADIOELECTRIQUES -

Partie 4: Incertitudes de mesure CEM

AVANT-PROPOS

2) Les décisions ou accords officiels de la CEIl concernant les
du possible un accord international sur les sujets étudjés, &

3) Les documents produits se présentent sbus Ia\folme de\recomman internationales. lls sont publiés
comme normes, spécifications techniques, rag ique i agréés comme tels par les Comités
nationaux

4) Dans le but d'encourager I'unification intern ationaux de la CEl s'engagent a appliquer de
fagon transparente, dans toute la mesure possi ternationales de la CEIl dans leurs normes
nationales et reg|ona|es Tut orme de Ia CEl et la norme nationale ou régionale

6) L’attention est a 2 i ] ¢ éments de la présente Norme internationale peuvent faire
I'objet de droits t b
responsable de ne pas

La Norme internati S 4/a été établie par le sous-comité A du CISPR: Mesures
des perturbatj i0¢

Le textede issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
CISPR/A/355/FDIS CISPR/A/377/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.
L'annexe A est donnée uniquement a titre d’information.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2004. A cette
date, la publication sera

* reconduite;

* supprimée;

* remplacée par une édition révisée, ou
+ amendée.


https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iec/d093be1f-d87d-42b1-b09e-3ab1421edb78/cispr-16-4-2002

CISPR 16-4 O IEC:2002 -5-

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
INTERNATIONAL SPECIAL COMMITTEE ON RADIO INTERFERENCE

SPECIFICATION FOR RADIO DISTURBANCE AND IMMUNITY
MEASURING APPARATUS AND METHODS -

Part 4: Uncertainty in EMC measurements

FOREWORD

The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The objee
international co-operation on all questions concerning standardization in the elg
this end and in addition to other activities, the IEC publishes International
entrusted to technical committees; any IEC National Committee intere ubj with may
participate in this preparatory work. International,

with the IEC also participate in this preparation. The

andardization comprising
to promote

fields. To

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technjcal matte s
international consensus of opinion on the relevant subjects
from all interested National Committees.

3) The documents produced have the form of resommengdsa
of standards, technical specifications,

Committees in that sense.

4) In order to promote international unificatio i mittees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum( extent po sibhe their national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the ndi ational or regional standard shall be clearly
indicated in the latter

5) The IEC provides no marking pproval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to bg

6) Attention is drawn to the possibiNity\that of the_elements of this International Standard may be the subject
of patent rights. ibke for identifying any or all such patent rights.

International Stan » 3 as been prepared by CISPR, subcommittee A: Radio-

interference mea

The text of this standa

on the following documents:

\ FDIS Report on voting
CISPR/A/355/FDIS CISPR/A/377/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.

Annex A is for information only.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
2004. At this date, the publication will be

reconfirmed;

withdrawn;

replaced by a revised edition, or
amended.
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SPECIFICATIONS DES METHODES ET DES APPAREILS
DE MESURE DES PERTURBATIONS RADIOELECTRIQUES ET
DE L'IMMUNITE AUX PERTURBATIONS RADIOELECTRIQUES -

Partie 4: Incertitudes de mesure CEM

1 Domaine d'application

La présente partie de la CISPR 16 est une norme fondamentale qui spécgifie la maniére dont il

I'instrumentation utilisée pendant les essais. L'annexe A contie natigns o |I| ees pour
fournir la valeur de l'incertitude de mesure CISPR donnée a

Des~informations complémentaires sur
arations concernant l'incertitude sont

Les documents < ; indispensables pour ['application du présent
document. Pour les/référe daté eule I'édition citée s'applique. Pour les références non
datées, la derniéer yelnnerit de référence s'applique (y compris les éventuels
amendements).

CISPR 16-1: ’ ifi $ des méthodes et des appareils de mesure des perturbations
radioélectriy
mesure de

dioélectriques et de I'immunité aux perturbations radioélectriques

p rb fkQns ra

CISPR 16-2, Spé&cification pour les appareils et méthodes de mesure des perturbations
radioélectriques et de I'immunité — Partie 2: Méthodes de mesure des perturbations et de

l'immunité

CISPR 16-3, Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des perturbations
radioélectriques et de I'immunité aux perturbations radioélectriques — Partie 3: Rapports et
recommandations du CISPR

3 Définitions et symboles

Pour les besoins de la présente partie de la CISPR 16, les symboles suivants s’appliquent.

NOTE Les termes généraux et définitions concernant l'incertitude sont donnés dans la référence bibliographique
[2]. Les définitions générales sont données dans la référence bibliographique [1]. Ces définitions ne seront pas
répétées ici.
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SPECIFICATION FOR RADIO DISTURBANCE AND IMMUNITY
MEASURING APPARATUS AND METHODS -

Part 4: Uncertainty in EMC measurements

1 Scope

This part of CISPR 16 is designated a basic standard, which specifies the_ manner in which
measurement uncertainty is to be taken in to account in determining coryipliance with CISPR

the testing. Annex A contains the background material used i
measurement uncertainty found in generating the CISPR values
provides valuable background material for those needing botR_ini
on measurement uncertainty and how to take into accouni_i

CISPR 16-2 jca¥ adio disturbance and immunity measuring apparatus and
' easurement of disturbances and immunity

CISPR 16-3

methods — Pért eports and recommendations of CISPR

3 Definitions and symbols

For the purpose of this part of CISPR 16, the following symbols apply.

NOTE General uncertainty terms and definitions used in uncertainty are contained in bibliography reference [2].
General definitions are contained in bibliography reference [1]. These definitions will not be repeated here.
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3.1 Symboles généraux

X Quantité en entrée

Xj Estimation de X;

u(x;) Incertitude-type de x;

Cj Coefficient de sensibilité

y Résultat d’'une mesure, (I'estimation d’'une valeur mesurée), corrigée de tous les
effets systématiques significatifs reconnus

uc(y) Incertitude-type (composée) de y

k Facteur d'élargissement

U Incertitude élargie de y

3.2 Valeurs mesurées (mesurandes)

%4 Tension, en dB(uV)
P Puissance perturbatrice, en dB(pW)
E Niveau de champ électrique, en dB(uV/m)

3.3 Quantités en entrée

oMD Correctio

oZ Correction d’'une impédance imparfaite du réseau fictif, en dB

de’I’erreur due aux perturbations secteur, en dB

oE Correction de I'effet de I’environnement, en dB
OAF; Correction de I'erreur d’interpolation du facteur d’antenne, en dB

OAFH Correction de la différence entre la variation du facteur d’antenne avec la hauteur, et
la variation avec la hauteur du facteur d’antenne d’un dipble de référence, en dB

AAdgir Correction de la directivité de I’'antenne, en dB

OAph Correction de la localisation du centre de phase de I'antenne, en dB
OAcp Correction de la réponse en polarisation croisée de I'antenne, en dB
AAbpal Correction de la dissymétrie de I'antenne, en dB

OSA Correction d’une atténuation imparfaite de I'emplacement, en dB

od Correction de la distance imparfaite de I'antenne, en dB

oh Correction d’'une hauteur imparfaite de la table au-dessus du plan de sol, en dB
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3.1 General symbols

X; input quantity

X estimate of X;

u(x;) standard uncertainty of x;
Cj sensitivity coefficient

y result of a measurement, (the estimate of the measurand), corrected for all
recognised significant systematic effects

uc(y) (combined) standard uncertainty of y
k coverage factor
U expanded uncertainty of y

3.2 Measurands

%4 Voltage, in dB(uV)
P Disturbance power, in dB(pW)
E Electric field strength, in dB(uV/m)

3.3 Input quantities

V: Receiver voltage reading, in €B(uU

L Attenuation of the connection bs i d the artificial mains network,
absorbing clamp or antenna, i

Lamn

Lac Insertion loss of the ab

AF Antenna facto

Vsw Correct<r:\/>

OVpa Correction/fo

OVpr -

OVt

oM

OMD

oz

oE

0AF; Correction for antenna factor interpolation error, in dB

0AFy Correction for the difference between the antenna factor variation with height, and
the variation with height of the antenna factor of a reference dipole, in dB

AAdgir Correction for antenna directivity, in dB

OAph Correction for antenna phase centre location, in dB

OAcp Correction for antenna cross-polarisation response, in dB
AAbpal Correction for antenna unbalance, in dB

OSA Correction for imperfect site attenuation, in dB

od Correction for imperfect antenna distance, in dB

oh Correction for imperfect table height above ground plane, in dB
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4 Incertitude de mesure de I'instrumentation
4.1 Vue d'ensemble

On doit tenir compte de l'incertitude de mesure de l'instrumentation lors de la détermination de
la conformité ou de la non-conformité avec une limite de perturbation.

L’incertitude de mesure de l'instrumentation pour un laboratoire d’essai doit étre évaluée pour
les mesures indiquées dans les paragraphes suivants, en tenant compte de chacune des
quantités énumérées ici. L’incertitude-type u(x;) en décibels et le coefficient de sensibilité c;
doivent étre évalués pour I'estimation x; de chaque quantité. L’'incertitude-type composée u;(y)
de l'estimation y doit étre calculée comme suit:

ucgly) = /z CI u (XI

L’incertitude élargie de l'instrumentation de mesure Uz, pour un_lak
calculée comme suit:

doit étre

Uab = 2 uc(y)

et doit étre indiquée dans le rapport d’essai.

NOTE 1 Le facteur d'élargissement k = 2 conduit approxj
distribution quasi normale typique de la plupart des €

La conformité ou la non-conformité a
maniéere suivante.
Si Ujgp est inférieure ou ég

— la conformité est esti
perturbation;

— la non-confor te e
limite de per

Tableau 1 — Valeurs de Ugjspr

Mesure Ucispr

(9 kHz — 150 kHz) 4,0dB
Perturbation conduite (accés secteur)

(150 kHz — 30 MHz) 3,6 dB
Puissance perturbatrice (30 MHz — 300 MHz) 4,5 dB
Pyerturl.)atlon rayonnée (niveau du champ eIectrlque’sur un emplacement (30 MHz — 1 000 MHz) 52 dB
d’essai en espace libre ou un autre emplacement d’essai possible)
Autre A I’étude

NOTE 3 Les valeurs de U, du tableau 1 sont basées sur les incertitudes élargies de I'annexe A, qui ont été
évaluées en considérant les incertitudes associées aux valeurs citées ci-dessous.

Rien dans cet article ne dispense de la nécessité pour I'appareil de mesure d'étre conforme
aux spécifications de la CISPR 16-1.
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